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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete ['état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEIl

¢ Annuaire de la CEl
Publié annueliement

e (Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Dg

Pour les symboles graphiq
signes d'usage géq
consultera:

— la CEl 27 8
technique;

et pour les appareils €te

— la CEI 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CE!l 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from [EC
National Committees and from the following IEC
sources:

e [EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yegry/

of Separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be

pecifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

~ |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BORNES PLATES A CONNEXION RAPIDE

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, eXpriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées compiy te

men suivants:

Le texte de la présentg norme£s

: \/\\l%glexk\ Mot Rapports de vote

43B(BC 48B(BC) 127
/\ 48}3\ C) 1 1 48B(BC) 178

gqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLAT, QUICK-CONNECT TERMINATIONS

FOREWORD

ittees on which all the
international

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Compy
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as ppssible,a
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.

This second edition replaces the first edition C )
The text of this standard is based ¢n thefollowing documents:
AN aN
\ & WINC Reports on Voting
Q 48B(CO)N17 48B(CO) 127
8B(SO 48B(CO) 178
Full informg e voting for the approval of this standard can be found in the Voting
i Qve tab
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BORNES PLATES A CONNEXION RAPIDE

1. Domaine d’application

La présente norme internationale est applicable aux bornes plates a connexion rapide
comportant une languette avec trou ou empreinte et un clip d’accouplement. Pour des raisons
de sécurité, il est recommandé que les bornes a connexion rapide non couvertes par le
domaine d’application de cette norme ne soient pas interchangeables avec celles qui sont
décrites dans D’article 4. La présente norme établit des exigences uniformes pour les dimen-
sions, caractéristiques de fonctionnement et programme d’essais.

2. Reéférences normatives

CEI 68-1 (1988):
CEI 68-2-20 (1979):

CEI 512-2 (1985):

).

iéme partie: Essais de fonctionnement mécanique et essais d’étan-
chéité.
Huitiéme partie: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des
sorties.

3. Définitions
Pour les besoins de la présente norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent.
3.1 Borne a connexion rapide
Raccordement électrique comportant une languette et un clip pouvant étre rapidement
accouplés et désaccouplés sans utiliser d’outil.
3.2 Languette d’essai

Languette & tolérances réduites de fabrication en vue d’effectuer des essais mécaniques avec
des clips de série. Il s’avére que I'utilisation de languettes d’essai fournit des résultats d’essai
plus cohérents.
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FLAT, QUICK-CONNECT TERMINATIONS

1. Scope

This International Standard is applicable to flat quick-connect terminations consisting of
male tabs with hole or dimple detents and the mating female connectors. For reasons of
safety, it is recommended that quick-connect terminations beyond the scope of this standard
shall not be interchangeable with those listed in Clause 4. This standard establishes uniform
requirements for the dimensions, performance characteristics and test progra

2.  Normative references

national Standard are encouraged to investigate
editions of the standards listed below. Membe

IEC 68-1 (1988):
IEC 68-2-20 (1979):

IEC 512-2 (1985):

IEC 512-3 (1;6

IEC512-5¢(

Part 77 Mechanical operating tests and sealing tests. -

IEC 5128 . Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts
and terminations.

3. Definitions
For the purposes of this International Standard, the following definitions apply.
3.1 Quick-connect terminations
An electrical connection consisting of a male tab and female connector which can be
readily inserted and withdrawn without the use of tools.
3.2 Testtab

A male tab manufactured to close tolerances for the specific purpose of conducting
mechanical tests with production female connectors. The use of test tabs has been found to
produce more consistent test results.
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3.3 Languette
Partie d’'une borne a connexion rapide qui pénétre le clip.

34 Cip

Partie d’'une borne a connexion rapide-qui regoit la languette.

3.5 Dispositif de verrouillage
Empreinte (creux) ou trou pratiqué sur la languette pour recevoir une saillie du clip, four-
nissant ainsi un verrouillage des parties accouplées.
3.6 Point de référence
Point spécialement repéré, utilisé quand on effectue des mesures d’essai électrique.

4. Classement en groupes

On classe les bornes plates 4 connexion rapide en groupes, s
la languette. La présente norme couvre les groupes suivants:
Série de 2,8 mm (0,110 in).

Série de 4,8 mm (0,187 in).

Série de 6,3 mm (0,250 in).
Série de 9,5 mm (0,375 in).

5. Valeurs de courant

Les valeurs données dans la fig
valeurs de fonctionnement dépen
Panalyse des courbes illustrées sur les

%re

6. Marquage

indélébile;
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3.3 Maletab
That portion of a quick-connect termination which receives the female connector.

3.4 Female connector
That portion of a quick-connect termination which is pushed onto the male tab.

3.5 Detent

A dimple (depression) or hole in the male tab which acts to engage a raised portion on the
female connector, thus providing a latch for the mating parts.

3.6 Reference point
A specially marked point, used when making electrical test measurements.

4. Classification into groups

Flat quick-connect terminations are classified into groups accorgd
of the male tabs. This standard covers the following groups:

2.8 mm (0.110 in) series.
4.8 mm (0.187 in) series.

6.3 mm (0.250 in) series.
9.5 mm (0.375 in) series.

5. Values of current

The currents shown in Figure §,
depend upon the application and ca
Figures 14, 15, 16, 17, 18 and 19, pa

6. Marking
Each male tab o

ibly marked ypon it
Mark of o@ ;

7. Dimensions

either the millimetfe or inch system of units.
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{voir note 2)
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Notes 1. — Pour les dimensions du dispositif de verrouillage @ F, Met N, voir les figures 2a, 2b et 3, page 16.
2. — Lechanfrein 4 X 45° peut ne pas étre rectiligne, s'il se tient dans les limites données; il peut aussi
étre un segment de cercle ayant un rayon Pet une hauteur (fléche) 4.
3. — Toutes les parties des contacts représentés doivent étre plates et exemptes de bavures ou saillies, &

I’exception d’une saillie de 0,025 mm (0,001 in) par face au-dessus de I’épaisseur de la bande sur
une surface définie par une ligne entourant ’emplacement du dispositif de verrouillage et
distante de celui-ci de 1,3 mm (0,051 in).
4. — Ladimension L n’est pas donnée et peut varier si I'application I'exige.
5. — Lematériau sera du laiton mi-dur, Rockwell 30T 62 £ 7, ou tout autre matériau de méme dureté.

FIG. 1. — Dimensions des languettes méles (voir aussi figures 2a, 2b et 3).

Full document details: IEC 60760 1989
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114 mm i
' (0.045in) "
| [ ———— | |e———— B |
——— [ ——— ]
| A |— —— A |-—-—
7450 {approx.} 7:15" (approx.) ___Y
D - - - D - - L
. l Centre of detept
1 o Centre of detent Centre of dete| ¢ nal shoulder

- — zi N
/ f

Alternative bevel
(“ (see note 2)

% > )\> ) !\)\Centre of detent
Q%\% |
% )J

i /4 1

|
O

ol

510/89
Notes 1. — For detent dimensions @ F, M and N, see Figures 2a, 2b and 3, page 17.
2. — Bevel 4 x45° need not be a straight line if it is within the confines shown, or it may be a segment
of a circle having a radius Pand a segment altitude 4.
3. — All portions of the tabs shown shall be flat and free of burrs or raised plateaus, except that there
may be a raised plateau over the stock thickness of 0.025 mm (0.001 in) per side, in an area
defined by a line surrounding the detent and distant from it by 1.3 mm (0.051 in).
4. — Dimension Lis not specified and may vary as required by the application.
5. — The material shall be half-hard cartridge brass, hardness 62 £ 7 Rockwell 30T, or other material
of equivalent hardness.
FI1G. 1. — Dimensions of male tabs (see also Figures 2a, 2b and 3).
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60760 1989


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60760-1989
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60760-1989

-12- 760 © CEI

TABLEAU Ia

Dimensions des languettes males (millimétres)

Dimensions | . , B c D E oF J M N P Q

nominales (min.)
2,8%0,5 0,6 oee | 054 2,9 1,8 1,3 12° 1,7 1,4 1,4 81
a empreinte 0,3 ’ 0,47 2,7 1,3 1,1 8° 1,4 1,0 0,3 ?
2,8%0,5 06 | 73 | o054 | 29 | 18 | 13 | 122 | _ /_\ 4 | g
A trou 0,3 7,0 0,47 2,7 1,3 1,1 8° 0,3 ’
2,8x0,8 0,6 g0ex | 084 1,3 120 1) 4 1 8.1
aempreinte 0,3 0,77 1,1 8 1, 1, 0,3
2,8%0,8 0,6 7,3 0,84 1,3 1¢° \ b 1,4 -
atrou 0,3 7,0 0,77 1,1 8 0,3 >
4,8x0,5* 0,9 e | 0,54 1,5 §%\ 5 1,7 -
a empreinte 0.6 , 0.47 ; \é"\\ 1 2 0.6 ;
4,8x0,5* 0,9 6,5 0,54 1 ° 1,7 8.0
Atrou 0,6 6,2 0,47 1 8° - 0,6 k
4,8%0,8 1,0 covs | 084 o1, C}z D 17 1,5 1,8 77
4 empreinte 0,7 > 0,77 1,3 8° 1, 1,2 0,7 ’
4,8x%0,8 0,9 6,5 0,84 5 ° _ 1,8 8.0
atrou 0,6 6,2 0,77 1) 8° - 0,7 K
5,2%0,5% 1,0 6 0,54 12° 2,5 2,0 1,7 73
dempreinte | 0.7 \Z(ﬁ\ >1,6 g | 22 | 18 | 06 )
5,2%0,5% 1,0 ,54 1,9 12° : 1,7
i trou 07 | & 0,47Q 1.6 g° - - 0.6 7.3
5,2x0,8* g 6.2%* J 0)84 1,9 12° 2,5 2,0 1,8 73
a empreinte > 0,7 1,6 8° 2,2 1,8 0,7 i
5,2%0,8% 1(< 5 \o,w\ 1,9 120 1,8 73
atrou , 6, \0\7;/ 1,6 8° - - 07 ’
6,3%0,8 0 Sgre N8 6,4 4,1 2,0 12° 2,5 2,0 1,8 8.9
a empreint ’ >,77 6,2 3,6 1,6 8° 2,2 1,8 0,7 ’
6,3 X078 0 1 ,84 6,4 4,7 2,0 12° _ _ 1,8 10.1
Atrou \0, 7, 0,77 6,2 43 1,6 8° 0,7 ’
9,5x1,2 1,3\ | 12,5 1,23 9,6 5,5 2,0 14° _ _ 2,0 145
atrou 7 12,0 1,17 9,4 4,5 1,7 6° 1,0 ’
* Ces valeurs ne sont pas recommandées pour de nouvelles conceptions.

** Valeur minimale.
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TABLE Ia

Dimensions of male tabs (millimetres)

Nominal
size A B C D E BF J M N P (min.)
2.8%0.5 0.6 8.1
with dimple 0.3 ’
2.8x0.5 0.6 8.1
with hole 0.3 ’
2.8x0.8 0.6 8.1
with dimple 03 ’
2.8x0.8 0.6 8.1
with hole 03 ’
4.8 x0.5*%
with dimple 71
4.8 X 0.5*
with hole 8.0
48x0.8
with dimple 77
48x0.8
with hole 80
5.? bl 0:5* 73
- with dimple
52x0.5*%
with hoie 73
5.2x0.8*
with dimple 73
5.2%x0.8*%
with hole 0 73
6.3%038 /Te\ 89
with dimple 0.7 ’
6.3><0.8Q 0\ . . _ _ 1.8 10.1
with hole . > . 0.7 :
9.5x12 \I\>5 1.23 B 20 |,
with hole 0.7 2.0 1.17 1.0 ;
* Not recommended for new designs.
** Minimum value.
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TABLEAU Ib

Dimensions des languettes mdles (inches)

Dimensions | B c D E oF | J M N P Q

nominales (min.)
0,110x0,020 0,024 0.275%* 0,021 0,114 | 0,071 0,051 12° 0,067 0,055 0,055 0319
a empreinte 0,012 i 0,019 0,106 | 0,051 0,043 8° 0,055 0,039 0,012 ’
0,110 x 0,020 0,024 0,287 0,021 0,114 0,071 0,051 12° ’\ 0,055 0319
atrou 0,012 | 0,275 0,019 0,106 0,051 0,043 8° - 0,012 ’
0,110x0,032 0,024 0.275%+ 0,033 0,114 | 0,071 0,051 12° 0, NS5 0,085 0319
aempreinte 0,012 ™ 0,030 0,106 | 0,051 0,043 8° 0,0 0,0 0,0 >
0,110x0,032 0,024 {0,287 0,033 0,114 | 0,071 0,051 2° \/ 0,055 0.319
atrou 0,012 {0,275 0,030 | 0,106 | 0,051 0,0434 N 0,012 >
0,187 x0,020* | 0,035 0.244%% 0,021 0,190 | 0,110 | 0,060 \l"\ 059 0,067 0.303
a empreinte 0,024 | 0,019 0,181 0,091 /ﬁ(ﬁ)\ N 0,055 0,047 0,024 i
0,187 x0,020* | 0,035 |0,256 0,021 0,193 0,134 0,067 0315

atrou 0,024 {0,244 0,019 | 0,185
0,033 NS0

0 0,024

N1 1221 0,067 | 0059 | 0071 | (.00

0,030 N 0,1 0,09 0,055 | 0,047 | 0,027 |

0,187x0,032 | 0,035 |0,256 | 0,033 %93 0834 [\0,060 —12° B S X U
atrou 0,024 |0,244 | 0,030 [ 0,185 | O\NIA| 0050 | 8° 0,027 |

0,205x0,020% | 0,040 | o, | 0,021 o,z@ 0,11 75 | 120 | 0,098 | 0,080 | 0,067 | e
a empreinte 0,027 N@m 201\]_0,091 > 0,063 8 | 0,086 | 0070 | 0,024 |

0,205 % 0,020* | 0,040 oapes | 00 \ \g,})é\/ 0,075 12° 0,067 1 587
atrou 0,027 [ ! 0,2 117 | 0,063 8° - — o004 | %

0,019
0,205 % 0,032* 4 0)04 033N 010 0,110 | 0,075 | 12° | 0,098 | 0,080 | 0,071
0,030
0,030

)

L

0,187 x 0,032 0,040
a empreinte 0,027

-

0,244**

SO O

0
0

“

0,287

4

,Q40 A

a empreinte 0,02 \%‘3\>20 0,091 0,063 8° 0,086 | 0,070 | 0,027
0,205 x 0,032* 0 25 ,210 | 0,134 | 0,075 12° _ 0,071 0.287
atrou 0, 0,244 0,201 0,117 | 0,063 8° - 0,027 i
0,250 % 0,0 04 0307%+ 0,033 0,253 | 0,161 0,080 12° 0,098 | 0,080 | 0,071 0.350
a empreinte TN 0,030 | 0,244 | 0,142 | 0,063 8° 0,086 | 0,070 | 0,027 >
0,250'% 0 040 19 0,033 0,253 | 0,185 | 0,080 12° _ 0,071 0.398
atro 0 0,307 0,030 | 0,244 | 0,157 | 0,063 8° - 0,027 K

N

0,375x 0,04 0,0 0,492 0,048 0,379 | 0,217 | 0,080 14° _ 0,080 0.571
atrou 0 0,472 0,046 | 0,370 | 0,177 | 0,067 6° - 0,039 i
* Ces valeurs ne sont pas recommandées pour de nouvelles conceptions.

** Valeur minimale.
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TABLE Ib

Dimensions of male tabs (inches)

Nominal 4 B c D E OF J M N P Q

size (min.)
0.110x0.020 | 0.024 .. | 0021
withdimple | 0012 | 27> | 0019 0.319
0.110%0.020 | 0024 |0287 | 0.021 0310
with hole 0.012 [0275 | 0019 :
0.110%0.032 | 0.024 0.033
withdimple | 0012 | %27>*" | 0.030 >3 19
0.110%0.032 | 0024 [0287 | 0.033 0310
with hole 0012 (0275 | 0.030 :
0.187%0.020% | 0.035 0.021
withdimple | 0.024 | %24 o019 0.303
0.187x0.020¢ | 0.035 |0256 | 0.021 031
with hole 0.024 |0244 | 0019 '
0.187x0.032 | 0.040 0.033
withdimple | 0027 |%2%™ | 0.030 0.303
0.187x0.032 | 0.035 [0256 | 0.033 0315
with hole 0.024 |0244 | 0.030 :
0.205% 0.020* | 0.040 021
with dimple | 0.027 02447 ¢ 0.287
0.205 X 0.020* 021
with hole N%\ 0.287
0.205 X 0.032* 33
with dimple 0.03 0.287
0.205 x 0.032* 0033
with hole 03 0.287
0.250 % 0.032 0.0
with dimple 0 0.350
0.250 x O.Q 0.033
with hole 0.030 0.398
0.375 % 0.047 0.048
with hole 0.046 0.571
* Not recommended for new designs.

** Minimum value.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60760 1989


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60760-1989
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60760-1989

-16- 760 © CEI

X l‘0,076 mm (0.003 in) min.

Rayon

.I 0.076 mm (0,003 in) min.
Coupe X-X

FIG. 2a. — Dimensions de I'’empreinte sphérique du ¢
(voir figure 1, page 10).
Y
%
- 4 . —

0,076 mm (0.003 in) min.
Coupe Y~-Y 170/83

/
F

l—-—» Z Coupe Z-Z

Le dispositif de verrouillage doit étre & moins de 0,076 mm (0,003 in) de I’axe de la languette.

171/83

FIG. 3. — Dimensions du trou du dispositif de verrouillage (voir figure 1, page 10).
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X -—1 0.076 mm {0.003 in} min.
I

-

2 Radius

o S
fé

47,

-

] |«—0.076 mm (0.003 in) min.
Section X-X

Detent shall be located within 0.076 mm (0.003 in) of the centre-li

FIG. 2a. — Dimensions of round dimple detents (s¢ge

Y

0.076 mm (0.003 in) min.
Section Y-Y

170/83

ithin 0.13 mm (0.005 in) of the centre-line of the tab.

OF .
Z SectionZ-Z
171/83

Detent shall be located within 0.076 mm (0.003 in) of the centre-line of the tab.

FIG. 3. — Dimensions of hole detents (see Figure 1, page 11). |
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